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(57) Abstract: The invention relates to 
a method for measuring the proximity of 
a second contour (CM) to a first contour 
(CI), comprising a step of association 
of each point of the first contour with a 
point of the second contour determined 
to be the closest and a step for pairing 
each point (M l5 ) of the second contour 
with one or no points of the first contour, 
by determination of the point of the first 
contour which is the closest (I24) among 
the set of points (I24, I28. I29) of the first 
contour associated with said point of the 
second contour. A method for automatic 
identification of targets applies said 
method of proximity measurement to 
determine the level of proximity of a 
model contour, applied as the second 
contour to an image contour, applied as 
first contour. 

(57) Abrege : Un proc6de* de mesure de 
proximite* d'un deuxieme contour (CM) 
a un premier contour (CI), comprend 
pour chaque point du premier contour, 
une 6 tape d'association avec un point du 
deuxieme contour determine* comme le 
plus proche, et une 6tape d'appariement 
de chaque point (M15) du 
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deuxieme contour avec un ou zero point du premier contour, par determination du point du premier contour le plus proche (I^) 
parmi l'ensemble des points (I24, 128, 129) du premier contour assoctes au dit point du deuxieme contour. Un procSde" d'identification 
automatique de cibles applique ce processus de mesure de proximite" pour determiner la mesure de proximity d'un contour modele, 
applique comme deuxieme contour, a un contour image, applique comme premier contour. 



